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Entre  los retos de cualquier microscopista se encuentra  la preparación y caracterización de muestras que 
presentan magnetismo; su proceso de preparación es delicado ya que sus propiedades pueden ser alteradas 
durante el corte y desbaste, especialmente si el material es blando magnéticamente. Si además presentan 
alta dureza mecánica, la muestra tendrá una fragilidad tal que  existe el  riesgo de pérdida. Estos 
problemas tienen mayor relevancia cuando el material es nanoestructurado, pues estas propiedades suelen 
incrementarse con el inverso del tamaño de cristal o partícula. 
Este trabajo presenta un método de preparación de dichas muestras basado en la técnica de desbaste 
iónico, en un microscopio electrónico de barrido SEMFIB Nova 200Nanolab del Laboratorio de 
Microscopía de Ultra Resolución del IMP, que disminuye el riesgo de pérdida de la muestra por fragilidad 
y permite seleccionar de manera específica y con alta precisión el área de estudio, en un rango de 
dimensiones de micrométricas a nonométricas. El proceso de selección de zonas de corte, así como el 
desbaste y pulido es monitoreado simultáneamente a través de una cámara de infrarrojo colocada dentro 
de la cámara de vacío del microscopio. Dicho equipo cuenta, además del haz de electrones, con un haz de 
iones de galio, un mecanismo de inyección o depósito y una unidad de micromanipulación de muestras. 
Este método se aplicó satisfactoriamente a una muestra obtenida de una aleación ferromagnética 
nanoestructurada cuya composición es Cu-25% at Co. 
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